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kompaktni, pfenosny mikroskop

zvetSenl 40x az 1500x

moznost pozorovani v prochazejicim i
odrazeném svétle, fazovy kontrast
pozorovani v timavem poli, svétlém poli

a polarizovaném svétle

zaznam obrazu pomoci kamery s rozlisenim
1620x1220, CB

sada optickych filtrd pro zlep8eni kvality obrazu

Opticky mikroskop Nikon Eclipse E200

Nikon Eclipse E200 je robustni, vysoce kvalitni opticky mikroskop vhodny
pro analyzu ¢astic a pozorovani mikrostruktury vzork(. Pro zvySeni
vyuzitelnosti a funk&nosti mikroskopu je k dispozici dal$i vybaveni.
Kamera Atik 320E slouZi pro CB zaznam obrazu. Universal Epi-llluminator
LV-UEPI s fazovym kontrastem umozfiuje pozorovani v tmavém poli,
svétlém poli a polarizovaném svétle.
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= Dopozice viaknitého aerosolu na filtru
= TYPICKE POUZITI

= analyza ¢astic
= analyza pritomnosti ¢astic na vzorcw’ch
= whodnocovani poltu castic a jejich velikostniho spekira na filtrech, vhodné
zeiména pro vidkna
= hodnoceni tvaru a velikosti ¢astic, napr. viaken a nepravidelnych &astic
= pozorovani mikrostruktury vzorkd
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